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DC to 40GHz / GTEM CELL 

 

EGT-K Series / Wideband Type 

 
無線通信のさらなる進歩のために広帯域 TEM 型テストセルは 40GHz をカバーします。 

NBS（現 NIST 米国立標準技術研究所）の TEM-CELL の技術を元に開発された Gigahertz-TEM CELL（GTEM -

Cell）はさらに進化し、超長波(VLF 波長 100km)からミリ波(EHF 波長 7mm)まで、電波の波長には依存せず

自由空間と同じ再現性の高い TEM 波でのテストをシームレスに可能としました。 

また、広帯域 TEM 型テストセルはその動作原理から従来の 電波暗室・電波暗箱試験  とは異なりメインの 

アンテナなどの交換はなく、複数の周波数帯域を使用する機器の開発・評価・検査時間の短縮と効率化に 

大きく貢献します。 
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仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更されることがあります。  
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